MHarness
KABLO DEMETI TEST ELEKTRONIGI

pMHarness Kablo Demeti Test Sistemi, 2048 ug (surtici/algilayici) adedine kadar, her turlt
kablo demetinin uglari arasinda

Kisadevre/Agikdevre ve Parametrik (Direng, Kapasitans, Endiktans, Aktif Gegis
Elemanlari, ..)

(Hitachi H8/3048F, 32-Bit yuksek performansli FLASH mikrodenetleyici). Test
parametreleri, WindowsNT® ortaminda ¢alisan yazilim tarafindan (seri iletisim kanall
uzerinden) mikrodenetleyiciye aktarildiktan sonra, test mikrodenetleyici tarafindan
gerceklestirilir ve sonuclar geri bildirilir; degerlendirme, PC yazilimi tarafindan yapilir.
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KABLO DEMETi TEST ELEKTRONIGI
Elektronik tasarimin temelinde yatan 6geler:
Kisa tasarim suresi

Elektronik tasarim 8 haftada tamamlanmis ve toplam 12 hafta sonunda
testler prototip Uzerinde basari ile sonuglandiriimistir.

Donanimda modiilerlik ve giivenilirlik



Suracu/algilayici uglar 128’lik gruplar halinde, yine 128’lik birer dagitim
karti ile eslestiriimis, tek baglanti Gzerinden 16 Ust grupta toplam 2048
ucu adresleyebilme olanagi ile yliksek diuzeyde bir modulerlik
saglanmistir. Her surlcu/algilayici ucun, yiksek elektrostatik dayanimi
ve kisadevreye izin veren yari-pasif yapisi sayesinde, sistem guvenilirligi
oldukca arttiriimistir.

Yazilimda hiz, esneklik ve kolay giincellenebilirlik

Tepe performansi 8 MIPS (milyon islem/saniye) olan mikrodenetleyicinin
yazilimi, bu surati degerlendirebilecek bir derleyici optimizasyonu ile
54.000 olgim/saniye gibi yuksek bir analog (10-Bit) 6lgme ve
degerlendirme kapasitesi saglamaktadir. Karsilagtirmali analog veya
sayisal 6lgme/degerlendirme s6z konusu oldugunda, kapasite 100.000
Olcim/saniye’ye ulasabilmektedir. Bu degerler, 512 uglu bir kablo
demetinin tim kombinasyonlarinin (=131.328 dl¢gim kombinasyonu) 2,5
saniyenin altinda test edilebilecegi anlamina gelmektedir.Ozel testler igin
gerekebilecek her turlt ek donanimi sisteme ekleme olasiligina paralel
olarak, mikrodenetleyici yazilimi da kolayca degistirilip, denetleyicininin
program belleginin FLASH-EEPROM yapisi sayesinde, sistem Ulzerinde
guncellenebilir.

Programming
Elektronik Tasarimin ozellikleri:
Ozgiinliik

Elektronik sistem, tamamen yerli bir firma olan ve ‘6lgim ve denetim’
alaninda faaliyet gosteren KOLTEST LTD tarafindan, VWEST’in istegi
uzerine tasarlanmis ve uretilmigtir.

Sadelik ve Dusiik Maliyet

Tasarimda analog ve sayisal iglevlerin tiumu ‘tek yonga’ ile ¢ozulmus,
anahtarlama ve dagitim islevleri de birbirine 6zdes modullerle
saglanmistir. Islevsel minimum elektronik sistem:

1 Mikrodenetleyici
1 Besleme
1 128’lik Surucu/Algilayici
1 Pasif Arkaplan ve
1 Pasif Dagitim

kartindan olugmaktadir. Genigletme istendiginde, gereken miktarda
128’lik Surtcu/Algilayici ve 1 Pasif Dagitim karti ve her ilave
512’lik grup igin,
1 Besleme ve

1 Pasif Arkaplan

karti eklemek yeterli olmaktadir.



Kolay Uretilebilirlik ve Giivenilirlik

Uretilmis olan sistemlerin hic birinde, -yaklasik 9 aylik ¢alisma siiresince-
ariza olusmamistir. 19-in¢ yapisi ve az modiillerarasi kablo baglantisi
olmasi dolayisiyla elektronik sistemin montaji, bakimi ve servisi kolaylikla
yapilabilmektedir.



